Riickstande in Sacklachern galvanisch beschichteter Kleinteile
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Gibt es auch in [hrem Unternehmen vereinzelt Probleme

bei der Schichtabscheidung -
bezuglich Haftfestigkeit, eingeschlossener Fremdkorper
oder Gasblasen?
ine Schichtfolge, Schichtdicke oder

enstruktur kontrollieren?

die chemische Zusammensetzung,

Morphologie oder Topologie einer Beschichtung?

Wir prufen das entweder problembezogen oder aber

Untersuchungsmethoden:

auch prozessbegleitend mit Hilfe von REM-EDX fur * Rasterelektronenmikroskopie mit ~  Hochleistungsflussigkeits-
_ . . . _ energiedispersiver Rontgeneinheit chromatographie mit
Sie - und reduzieren auf diese Weise die Anzahl |hrer REM-EDX UV-Detekiion HPLC-UV

* lonenchromatographie IC * Infrarotspektroskopie FT-IR

Reklamationen! * Kapillar Gaschromatographie GC * Photometrie UV/VIS

ﬁggma

servicelabor fiir naturwissenschaftliche analysen stidwes

ervicelabor fir naturwissenschaftliche -nalysen tidwe:
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und O des
jiSmanagements:

Ind die kleinen Dinge,

0l3es bewirken!”
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Profitieren Sie von unserer Erfafiru
- SAS hagmann, der starke Partneran |
Das Rasterelektronenmikroskop bistet gegentiber einem Lic

eine etwa tausendfach hohere Auflosung bei gleichzeitig he
Tiefenscharfe. So lassen sich selbst auf Oberflachenbereichen ur

wenigen Mikrometern Durchmesser noch leicht zahlreiche Details

erkennen.

Unser Mikroskop ermaglicht die direkte Untersuchung von Metall,
Keramik, Glas oder Kunststoff auch ohne das zusatzliche Aufbringen
einer elektrisch leitenden Schicht.

Die chemische Zusammensetzung einer Beschichtung, eines
Fremdkorpers oder von Riickstanden erfolgt mittels Rontgenmikroanalyse
(ESMA). Neben Informationen tber Vorkommen und Anteil nahezu
aller Elemente des Periodensystems kann auch deren raumliche
Verteilung,bestimmt werden.

Fremdkarper in einer geatzten Dberﬂache
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